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工程部

     4.测试之阻抗值需在SPEC内；绝缘、耐压性能是否OK。

五.测试結果(EXPERIMENTAL RESULT)：

    1.测试前、后外观检查OK，高温后卡座无起泡，无塑性变形，平面度在0.12mm以内；

四.测试判定标准(TEST REQUIREMENTS)：

     1.高温后无起泡，卡座无塑性变形，平面度0.12mm以内等。

     2.寿命后外观检查：端子无跪PIN、断PIN不良等。

     3.寿命后PUSH功能是否顺畅。

    5. 寿命次数：3000次；

    6. 样品数： 4PCS

三.测试方法(TEST MEANS):

      將OK产品插入测试卡(TF卡厚度0.78mm)，然后置于寿命测试治具上进行PUSH/PUSH3000次.(如下图示)

    1. 高温：260度±5度/3分钟(寿命测试前）。

    2. 接触抗值：Ri≦40mΩ（寿命测试前）；Ri≦100mΩ（寿命测试后）。

    3. 绝缘测试：DC:500V; T≧1 minute;R≧1000 MΩ(寿命测试前后)。

    4. 耐压测试：DC:500V; I=0.5mA;T≧1 minute(寿命测试前后)。

一.测试目的(TEST )：

     评估产品寿命前、后外观及功能是否符合规格要求。

TF外焊1.45H卡座

二.测试条件(TEST CONDITION)：

品 号 送样人(单位)

寿命测试机

(PART NO.) (REQUIRED BY)

实验设备 日 期

寿命测试

(TEST EQUIPMENT) (DATE)

(TEST REASON) □量 产 抽 检(MASS PRODUCTION) ■其 他(OTHERS)                       _

测试项目 报告编号
2015100501

(TEST ITEM) (Report NO.)

深圳市华宇创精密电子有限公司
可靠性测试记录表

测试原由 □新 产 品  (NEW PRODUCT) □ 品 质 异 常(QUALITY)   □ECN    □DCN

1.寿命测试机 2.、设定寿命次数

寿命前外观OK 寿命后外观OK

  



深圳市华宇创精密电子有限公司
可靠性测试记录表

1PIN 2PIN 3PIN 4PIN 5PIN 6PIN 7PIN 8PIN CD

1 29 26 31 29 28 33 36 35 OK OK

2 31 29 25 30 36 32 37 34 OK OK

3 32 26 26 32 34 33 32 36 OK OK

4 33 28 31 32 28 32 35 33 OK OK

1 36 41 43 46 41 40 39 41 OK OK

2 43 43 40 39 41 42 46 42 OK OK

3 43 44 43 39 37 41 44 41 OK OK

4 45 42 49 38 39 37 43 39 OK OK

1-2PIN 2-3PIN 3-4PIN 4-5PIN 5-6PIN 6-7PIN 7-8PIN CD

1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

3 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

4 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

3 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

4 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1-2PIN 2-3PIN 3-4PIN 4-5PIN 5-6PIN 6-7PIN 7-8PIN CD

1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

3 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

4 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

3 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

4 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

六.綜合判定：

核准(APPROVED): Choice 审查(CHECK)： furong 黄艳霞

SPEC

备注(REMARKS):

    5.  寿命前、后耐压测试結果如下：

PIN组合

PASS

DC:500V; I=0.5mA;
T≧1 minute

SPEC

DC:500V; T≧1
minute;

R≧1000 MΩ

测试(TESTER):   

表单编号:HYC-032-A

样品

样品

样品

判定

判定

判定

PIN组合

    3.  测试之阻抗值如下：  (单位:mΩ)

TF九片端子

    4. 寿命前后绝缘测试结果如下：

寿命后Ri≦100mΩ

寿命前Ri≦40mΩ

SPEC

    2.寿命后 PUSH功能顺畅OK；

寿命前PUSH OK 寿命后PUSH OK

  




